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(54) Title: IMPACT SENSOR AND METHOD FOR TESTING THE SAME 

(54) Beaseichnung: AUFPRALLSENSOR UND VERFAHREN ZUM TESTEN BINES AUFPRALLSENSORS 
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(57) Abstract: The invention relates to an impact sensor and a method for testing the same. Said impact sensor comprises a sensor 
element and a filter for filtering the signals of the sensor element. Said filter is preferably a low-pass filter. The filter is tested 
by means of a test signal in order to correct the effects on the triggering process of a deviation of the filter characteristic fipom a 
pre-determined nominal value by means of a software filter mounted downstream or by modified parameterisation of the trigger 
W algorithm. 
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'/Mr ErklUrung Jer Zweibuchsiaben-Cotbts und der anderen Ab- 
kOrzungen win! auf die Erkltintngen ("Guidance Notes on Co* 
des and Abbreviations **) am Anfang jeder regulUren Ausgabe der 
PCf'Oazette verwiesen. 



(57) Zusaimnenfassung: Es wird ein Aufprallsensor bzw. ein Verfahren zum Testen des Aufprallsensors voi^geschlagen. Der Auf- 
prallsensor weist ein Sensorelement und ein Filter zur I^lterung der Signale des Sensorelements auf. Dieser filter ist vorzugsweise 
ein Hefpassfilter. Mittels eines Testsignals wird der Filter getestet, urn bei einer Abweichung der Filtercharakteristik von einem vor- 
gegebenen Sollwert die Auswirkungen der Abweichung auf den AuslOsevorgang durch einen nachgeschalteten Softwarefilter oder 
eine geMnderte Parametrierung des AuslOsealgorithmus zu korrigieren. 



